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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ELECTROSTATIQUE -

Partie 3-2: Méthodes pour la simulation des effets électrostatiques —
Modéles de machine (MM) — Essais des composants

AVANT-PROPOS

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normafi

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, i Bs internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel yMmité i intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernem mentales, en
liaison avec la CEl, partlmpent egalement aux travaux La CEl ment aveC |'Organisation

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les qué&stions iques rgpresentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, £ & nités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sou ¢ ati internationales. lls sont publiés

comme normes, spécifications techniques, fapports et agféés comme tels par les Comités
nationaux.

Dans le but d'encourager I'unification internationale s nationadx de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure ible, 3 internationales de la CEIl dans leurs normes

nationales et régionales. Toute divergence
correspondante doit étre indigu

I'objet de droits Ae_ pra
responsable de @»

Le texte de ¢ S ssudes documents suivants:
FDIS Rapport de vote
101/132/FDIS 101/137/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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of patent rights. T:IE
International Standar

Electrostatics.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROSTATICS -

Part 3-2: Methods for simulation of electrostatic effects —
Machine model (MM) — Component testing

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
aII natlonal electrotechmcal commlttees (IEC Natlonal Commlttees) The object/of the IEC is to promote

this end and in addltlon to other activities, preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested \n tke ealt with may
participate in this preparatory work. International, izatidons liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely withnh a2l Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions detern c e 2 the two

organizations.

international consensus of opinion on the relevant subjects g ical committee has representation
from all interested National Committees.

of standards, technical specifications, teghnisal rego 2 i ey are accepted by the National
Committees in that sense.

Attention is drawn to th ments of this International Standard may be the subject

¢ for identifying any or all such patent rights.

The text of thi

FDIS Report on voting
\/ 101/132/FDIS 101/137/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.
At this date, the publication will be

reconfirmed;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/f8eeac88-7ee0-41be-87e9-bc081d4390c3/iec-61340-3-2-2002

—4— 61340-3-2 0 CEI:2002

INTRODUCTION

Les décharges électrostatiques se produisent fréquemment dans I'environnement. Les
modéles équivalents électriques et électroniques sont utilisés pour simuler les décharges
électrostatiques d'une maniére contrélée pour permettre les études et la prédiction des
dangers ou des dommages. Cette norme fournit une description de la version moderne d'un
modéle de machine (MM). Les dommages du composant causés par le MM sont souvent
similaires a ceux qui sont provoqués par le «modéle du corps humain» (HBM), mais ils se
produisent a un niveau de tension significativement plus faible.
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INTRODUCTION

Electrostatic discharges occur frequently in the environment. Electrical and electronic
equivalent models are used to simulate electrostatic discharges in a controlled manner to allow
study and prediction of hazards or damage. This standard provides a description of the modern
version of a machine model (MM). Component damage caused by the MM is often similar to
that caused by the human body model (HBM), but occurs at significantly lower voltage level.
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ELECTROSTATIQUE -

Partie 3-2: Méthodes pour la simulation des effets électrostatiques —
Modéles de machine (MM) — Essais des composants

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 61340 décrit les formes d'onde de courant de décharge utilisées
pour définir le MM et les prescriptions concernant les appareils de base utilisés pour

nécessaires pour assurer des résultats d'essai fiable
reproductibles permettent des comparaisons précise
décharges électrostatiques (ESD) du MM.

2 Définitions

Pour les besoins de la présente partie 3 K-leg définitions données dans la
CEI 61340-3-1 s'appliquent.

3 Appareils

3.1 Générateur de for

Cet appareil ap
composant a l'essai

forme d'onde, e res' tance a haute tenS|on et un transducteur de courant.

3.21 Systéme d'enregistrement de la forme d'onde

Le systéeme d'enregistrement de la forme d'onde doit avoir une largeur de bande a action
unique minimale de 350 MHz.

3.2.2 Charges d'évaluation

Deux charges d'évaluation sont nécessaires pour vérifier la fonctionnalité du générateur de
formes d'onde:

a) charge 1: un fil court-circuitant;

b) charge 2: une résistance a inductance faible, 500 Q + 1 %, 1 000 V.
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ELECTROSTATICS -

Part 3-2: Methods for simulation of electrostatic effects —
Machine model (MM) — Component testing

1 Scope

This part of IEC 61340 describes the discharge current waveforms used to define the MM and
the basic equipment requirements used to develop these waveforms. Test parameters are
defined for testing and classifying the electrostatic discharge (ESD) sensit non-powered
devices to the MM.

MM ESD sensitivity levels.

2 Definitions

ons iv@n 61

For the purpose of this part of IEC 61340\the déf 40-3-1 apply.

3 Equipment

3.1 MM ESD wavefor

This equipment applieg™a stati discharge pulse to a component under test.
The equivalent circuit and\e ation leads are illustrated in figure 1.

3.2 Waveform

Equipment capab i P current waveform pulse is defined in this standard. This
equipment includes but i imit o an waveform recording system, a high voltage resistor,

3.21

The waveform recording system shall have a minimum single shot bandwidth of 350 MHz.

3.2.2 Evaluation loads

Two evaluation loads are necessary to verify the functionality of the waveform generator:

a) load 1: a shorting wire;
b) load 2: a 500 Q £ 1 %, 1 000 V, low inductance resistor.
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La longueur du fil des charges d'évaluation (fil court-circuitant ou résistance) aussi courte que
possible doit étre compatible avec une connexion de la charge d'évaluation aux broches de
référence appropriées (A et B a la figure 1) ou a toute autre broche lors du passage a travers
le transducteur de courant.

3.2.3 Transducteur de courant

Le transducteur de courant doit avoir une largeur de bande minimale de 350 MHz.

4 Prescriptions de forme d'onde de courant du MM

4.1 Généralités

éventuellement la forme d'onde.
périodiguement. Il convient d'utiliser le

sai pour comptage de broche

le plus élevé. Dans le cas ou la forme donde nexe it plus aux limites du tableau 1 et des
figures 2 et 3, tous les essais ESD réalisé ation satisfaisante précédente de la
forme d'onde doivent étre sidé

N 6 6

) o

IEC 678/02

Génerateur de forme d'onde ESD du MM

1 (nominalement 200 pF) 6 Charge d'évaluation

2 Borne A 7 Fil court-circuitant

3 Interrupteur 8 Résistance R = 500 Q

4 Borne B 9 Transducteur de courant
5

Composant a I'essai

Figure 1 — Equivalent au générateur de forme d'onde ESD du MM

Prescriptions de la figure 1:

1. Les charges d'évaluation (7 t 8) sont spécifiées en 3.2.2.
2. Le transducteur de courant (9) est spécifié en 3.2.3.
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